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ILGAR
Ein flexibler, skalierbarer Prozess zur Abscheidung dünner Metallsulfid-
Schichten
Johanna Krammer, Christian-Herbert Fischer

die ion Layer gas Reaction (iLgaR) liefert  Pufferschichten für chalco
pyritsolarzellen mit spitzenwirkungsgraden von bis zu 20,4 %. 

vakuuMtechnoLogie

Finite Elemente Methode (FEM) Analyse in der 
Vakuummechanik
FEM-basierte Optimierung mechanischer Vakuumkomponenten
René Bauer, Stephan Wolfgramm, Michael Flämmich, Ute Bergner 

strukturmechanische FeM simulationen erlauben bereits während 
der konstruktion von vakuumkammern und komponenten eine 
vorhersage ihres verhaltens in der Praxis.
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Ladungsträger-Tiefenprofilierung an ultra-flachen  
pn-Übergängen
Alternierende Messung des Schichtwiderstandes und anodische 
Oxidation ersetzen aufwändigere Ionenstrahltechnik 
Bernd Schmidt, Peter Philipp, Michael Zier, Lutz Zimmermann

die stufenweise oxidationstechnik (sWoP) liefert schnell und 
hochaufgelöst aussagen über das Ladungsträgerprofil üblicher 
dotanten (B, P, as) in silizium mit einer tiefe des pnübergangs klei
ner 30 nm. 
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Eigenschaften amorpher transparenter  
leitfähiger Oxide (a-TCOs) 
Gezieltes Design mit Hilfe der Materialmodellierung
Wolfgang Körner und Christian Elsässer

computersimulation ermöglichen die zuordnung struktureller 
 defekte zu tiefliegenden energieniveaus in der Bandstruktur amor
pher leitfähiger oxide. diese defekte reduzieren z. B. die optische 
transparenz und können durch geeignete nachbehandlung aus
geheilt werden. 
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tItelbIld 3/2013:
probermessplatz zur bestimmung des 
schichtwiderstandes nach van der pauw im 
rahmen der swop (step-wise-oxidation-
profiling)-technik (siehe s. 26).

VeRlag 
WILEY-VCH GmbH & Co. KG aA 
Dr. Oliver Dreissigacker (verantw.) 
Postfach 10 11 61 · D-69451 Weinheim 
Telefon (06201) 606-0 · Telefax (06201) 606-91205 
www.vip-journal.de

kuRatoRium

heInz barFuss,  
Pfeiffer Vacuum GmbH, Aßlar 

dr. stephan becker,  
Edwards Vacuum, Crawley

proF. dr. günter bräuer,  
Fraunhofer IST, Braunschweig

dr.-Ing. krIstIn brzezInskI,  
Europäische Forschungsgesellschaft Dünne  
Schichten, Dresden

dr. harro hagedorn,  
Leybold Optics, Alzenau

proF. dr. norbert kaIser,  
Fraunhofer IOF, Jena

proF. dr. MIchael kopnarskI, 
IFOS GmbH, Kaiserslautern

proF. dr. andreas leson,  
Fraunhofer IWS, Dresden

dr. chrIstIan oehr,  
Fraunhofer Institut für Grenzflächen- und  
Bioverfahrens technik, Stuttgart

andreas rack, 
Manz AG, Reutlingen

dr. ulF seyFert,  
Von Ardenne Anlagentechnik, Dresden

dr. gerhard voss, 
Oerlikon Leybold Vacuum GmbH, Köln 

proF. dr. k.-d. weltMann,  
INP Greifswald e. V. 

Magazin

49 dvg
50 lexIkon  Vakuum für Anwender – Teil 1: Lecksuche
52 terMIne
53 veranstaltungskalender
54 bezugsquellen
U3 IMpressuM/Index

Vakuum
   in Forschung und Praxis

38
dünne schichten

Lager wie geschmiert
Reibungsreduzierung in Kugellagern durch nanodyn®-
Plasmabeschichtungen
Michael Haupt, Beate Bergrath, Jakob 
Barz, Heinz Hilgers, Christian Oehr, Jens 
Wemhöner

hochvernetzte, elastische, in einer 
Plasmaunterstützten chemischen 
gasphasenabscheidung (Pecvd) 
aufgebrachte schichten reduzieren 
die Reibung in kugellagern, schützen 
diese vor korrosion und erleichtern deren Reinigung.
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Plasma Profiling Mass Spectrometry (PPMS)
Eine neue Methode zur Analyse von Oberflächen und Schichten
Rainer Nehm

die kombination aus Probenabtra
gung, Quadrupol und Flugzeitmas
senspektrometer liefert in wenigen 
sekunden tiefenaufgelöst element, 
isotopen und Molekülinformatio
nen für leitende und nichtleitende 
Proben. 
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